

[image: ]



Příloha č. 4b – Technická specifikace							
Interní



		
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

[bookmark: _Hlk65166296]„Část B: FTIR mikroskop pro analýzu mikroplastů”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.


Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/


	[bookmark: _Hlk64977418]Technické a jiné požadavky
	Dodavatel doplní konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje

	
	

	
	

	Samostatně stojící FTIR mikroskop:

	Součástí mikroskopu je IČ zdroj, dělič a detektor dle požadovaného spektrálního rozsahu
	

	Hmotnost mikroskopu max 70 kg
	

	Kompaktní přístroj s maximálními rozměry 400 x 800 x 700 mm
	

	Spektrální rozsah min. 670 – 6.000 cm-1
	

	Spektrální rozlišení: min. 2 cm-1
	

	Vlnočtová přesnost: 0.05 cm-1 (při 1.576 cm-1)
	

	Maximální výška vzorku alespoň 40 mm
	

	Interferometr Michelsonova typu s koutovými odražeči a permanentní justací bez použití kompenzačních technik typu „dynamic alignment“, pohyb zrcadel interferometru musí být zajištěn mechanismem bez tření
	

	Dělič svazku: ZnSe
	

	Kalibrační laser: Diodový (HeNe není akceptovatelný).
	

	Zdroj záření: Globar
	

	Detektory s automatickým SW řízeným přepínáním:
	

	· TE chlazený MCT bez potřeby kapalného dusíku pracující v celém rozsahu 670 – 6.000 cm-1.
	

	· Vysoce citlivý dusíkem chlazený MCT detektor s rozsahem min 6000 – 670 cm-1
	

	· Možnost rozšíření o plošný detekor čítající min. 1000 pixelů a umožňující akvizici IČ spekter v rozsahu 4.000 – 750 cm-1 rychlostí min. 500 spketer/s při rozlišení 4 cm-1
	

	Rychlost měření alespoň 4 spektra/s při rozlišení 4 cm-1
	

	Vnitřek přístroje je vysoušen a utěsněn s možností profuku optiky inertním plynem
	

	Veškerá reflexivní optika je pozlacená
	

	Automatická kontrola všech základních komponent mikroskopu: laser, IČ zdroj, detektor
	

	Přístroj kontinuálně monitoruje svoji stabilitu, výkon a stav vlhkosti v přístroji pomocí elektronického senzoru
	

	Přístroj musí komunikovat s PC prostřednictvím ethernet síťového kabelu a TCP/IP protokolu. Zařízení musí mít unikátní IP adresu
	

	Příslušenství:

	Objektiv dle následujících parametrů:
	

	zvětšení min. 8x
	

	pracovní vzdálenost min. 30 mm
	

	jeden objektiv je schopen měřit v ATR, reflexním i transmisním módu
	

	Ge ATR krystal zabudovaný do objektivu:
	

	· [bookmark: _Hlk104798453]Průměr hrotu krystalu max. 150 μm
	

	· Automatizované SW řízené umístění krystalu do měřící polohy (bez nutnosti manuálního zásahu uživatele)
	

	· Tlakový senzor zabudovaný do objektivu.
	

	Další příslušenství:

	CMOS kamera, minimálně 5MPx, zorné pole minimálně 1 x 1 mm, prostorové rozlišení minimálně 1 µm/pixel
	

	LED iluminace
	

	Automatizovaná nožová apertura pro přesné oříznutí optického svazku až na 5x5 µm
	

	X-Y mikroskopický stolek, počítačově ovládaný, s možností pohybu min. 50x75mm
Přesnost pohybu 0.1 µm a opakovatelnost lepší než 1µm
	

	Systéme pro automatické přepínání mezi detektory
	

	Systéme pro automatické přepínání mezi IČ a VIS módem
	

	Dewarova nádoba na kapalný dusík s objemem min 10l a dlouhou výdrží
	

	Sada stolků pro uchycení vzorku
	

	Souprava pro fitraci vzorků s mikroplasty vč. nálevky, držáku na filtry a min 50 ks aluminových filtrů
	

	Software: 

	Software pro ovládání mikroskopu, měření, úpravu a vyhodnocení naměřených spekter a mikroskopických dat a reporting
	

	Správa a automatické provádění testů operační a provozní kvalifikace (OQ a PQ)
	

	Pokročilá nastavení měření: Minimálně možnost nastavení spektrálního rozlišení, spektrálního rozsahu a počtu skenů.
	

	Měření prostorově rozlišených 3D spekter, jejich vizualizace, manipulace a vyhodnocování
	

	Úprava naměřených spekter, pre-processing, vyhodnocování polohy, výšky a šířky pásů
	

	Pokročilá kompenzace atmosférických vlivů, tj: automatický odečet pásů vody a CO2 na základě fyzikálního modelu
	

	Práce s knihovnami včetně jejich vytváření a editace.
	

	Identifikace spekter, vyhledávání v rámci knihoven.
	

	AI vyhledávač spekter s algoritmem pro automatické vyhodnocení spekter čistých látek i směsí.
	

	Kvantifikace na základě vytvořených kalibrací s využitím Lambert-Beerova zákona
	

	Pokročilé funkce pro vyhodnocování mikroskopických map : Minimálně vykreslování na základě plochy, výšky a polohy pásu, komponentní regrese, RGB analýza a automatizovaná clusterová analýza.
	

	Funkce pro automatizované měření částic (výběr měřicích poloh na základě rozdílného kontrastu v mikroskopickém snímku) a následné automatizované vyhodnocení pomocí uživatelských vyhodnocovacích metod 
	

	Funkce pro kompenzaci nerovnosti a kolekci ostrých VIS snímků i na nerovných vzorcích.
	

	Možnost vytváření a implementace maker.
	

	Import a export spekter.
	

	Polymerní knihovna čítající min 1.500 IČ spekter základních polymerů a polymer-relevantních látek
	

	Obecná knihovna čítající alespoň 25.000 IČ spekter organických i anorganických látek
	

	Ostatní: 
	

	Stolní PC s minimální konfigurací: 8 x 3.0 GHz procesor, 64 GB RAM, 256 GB SSD, 1TB HDU, displej 23,8 palce TFT, Windows 11 nebo lepší, ethernet port
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